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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES DE LABORATOIRE
Deuxiéme partie: Résistances de laboratoire a courant alternatif

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prépay€s pardes Comités d’Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans 2 ¢ mesure possible un
accord international sur les sujets examinés.

nécessaires. C’e
Papprobation des

Finlande
France
Hongrie
Italie

Autriche Japon
Belgique Pologne
Brésil Roumanie
Canada Royaume-Uni
Chine Suede
Danemark Suisse

Egypte Turquie

Etats-Unis d’Amérique

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme:

Publication N°477: Résistances de laboratoire & courant continu (citée dans les paragraphes 1.2, 2.6, 3.1, 4.1.1, 45.1, 4.5.2,
article 5, paragraphes 5.1, 6.1. 7.3, 7.4, annexe A: articles Al et A2 et dans I'annexe B de cette norme).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LABORATORY RESISTORS
Part 2: Laboratory a.c. resistors

FOREWORD .

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical mittees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an intgrnational consensus
of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by thé

with the corrig
sary. Therefore, these

Hungary
Italy
Japan
Poland
Romania
Canada South Africa (Republic of)
China Sweden
Denmark Switzerland
Egypt Turkey
Finland United Kingdom
France United States of America

Germany

Other I E C publication quoted in this standard:

Publication No. 477: Laboratory D.C. Resistors (quoted in Sub-clauses 1.2, 2.6, 3.1, 4.1.1, 4.5.1, 4.5.2, Clause 5, Sub-clauses
5.1,6.1,7.3, 7.4, Appendix A: Clauses Al and A2 and Appendix B of this standard).
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RESISTANCES DE LABORATOIRE

Deuxiéme partie: Résistances de laboratoire a courant alternatif

1. Domaine d’application

1.1

12

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

La présente norme s’applique aux résistances destinées a €tre utilisées comme résistances de labora-
toire & courant alternatif dans un domaine de fréquences allant du courant continu jusqu’a une
fréquence déclarée ne dépassant pas 100 kHz. Ces résistances sont, par/la siite, désignées par
I’expression «résistances a courant alternatify.

Y

a) Résista
b) Résistan electrique reli€é par construction & P'un des points de con-

nexion.

Note. — Desinformations générales sur les résistances a courant alternatif sont données dans les annexes B et C.

* Les caractéristiques en courant alternatif d’une résistance non munie d’écran dépendent des capacités parasites existant, en
fait, aux bornes de la résistance. Les conditions d’essai peuvent donc affecter considérablement ces caractéristiques en
courant alternatif. C’est pourquoi le paragraphe 4.5.6 définit les conditions d’essai concernant la protection par écran
électrique.
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LABORATORY RESISTORS

Part 2: Laboratory a.c. resistors

1. Scope

1.1 This standard applies to resistors intended as laboratory a.c. resistors for use over a range of fre-
quencies from d.c. up to a stated frequency which is not in excess of 100 kHz. Such resistors are
hereinafter referred to as “a.c. resistors”.

12
1.3

1.3.1

1.3.2  According to the m¥ethod
following types:

a) Resistorgmot ha
b) Resisto<l>/

nection.

1.4

* The a.c. properties of an unscreened resistor are dependent on the stray capacitances which exist. in effect, across the
resistor. Testing conditions can thus considerably affect the a.c. properties. Sub-clause 4.5.6 therefore lays down the testing
conditions concerning electric screening.
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